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Cargo: Pesquisador- Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Classe: C - Padrdo: | Cargo: Andista I‘Executivolem Metrologia e Qualidade. - Class: C - Padréo:AI .
Area de Metrologia Ac(tica e Vibragdes - UF: RJ - Ampla Concorréncia Area de Economia Industrial e do Setor Pdblico - UF: RJ - Ampla Concorréncia
Candidato Motivo da vacancia Data da Va Candidato Motivo da vacancia Datcaélgjgav &
cancia
ANTONIO CARLOS DA COSTA TELLES/ - - FELIEE SN Ao, MACIEL | ; -
Codigo da Vaga: 0823802 SANDRO GARCIA DUARTE PEIXOTO / - -
) ) ) . - Caodigo da Vaga: 0824123
Cargo: Pesquisador- Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Classe: C - Padrdo: | LUCAS FERRAZ VASCONCELOS / - N
Area de Metrologia da Dinamica dos Fluidos - UF: RJ - Ampla Concorréncia Codigo da Vaga: 0824124
Candidato Motivo da vacancia Datc%,?gg’ & Cargo: Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Classe: C - Padréo: |
PATRICIA RODRIGUES VENTURA / - - Area de Ensino & Distancia - UF: RJ - Ampla Concorréncia
Cadigo da Vaga: 0823807
Candidato Motivo da vacancia Data da Va-
Cargo: Pesquisador- Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Classe: C - Padréo: | cancia
Area de Metrologia de Grandezas Eletromagnéticas - UF: RJ - Ampla Concorréncia '(":%lg%) gg\%aD%)Szcﬁ%A / - -
Candidato Motivo da vacancia Data da Va
LUCIANO COUTINHO GOMES / - carjua Qargo: AnaIisfa_Executivo em Metrologia e QLiaIiFjade - Classe: C - Padréo: |
Cddigo da Vaga: 0823809 Area de Estatistica - UF: RJ - Ampla Concorréncia
JOSE MARIA RODRIGUES FERNANDES / - -
Codigo da Vaga: 0823812 Candidato Motivo da vacancia Data da Va
cancia
Cargo: Pesquisador- Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Classe: C - Padréo: | CLECIO DA SILVA FERREIRA / - -
Area de Metrologia de Materiais; Microscopia, Difragéo de Raio-X e Espectroscopia Optica - UF: RJ - \C/:?E'I%OI Sg Xalﬂ%oﬁlzé%?AS FGUEIREDO 7 - -
Ampla Concorréncia Caodigo da Vaga: 0824129
Candidato Motivo da vacancia Data da Va ) ) ) ) B
cancia Cargo: Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Classe: C - Padréo: |
I(_:ééljg)odgu\ylagaQ(l)JgEzlsFé(z)g MAIA / N - Area de Gestdo Corporativa - UF: RJ - Ampla Concorréncia
Cargo: Pesquisador- Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Classe: C - Padro: | Candidato Motivo da vacancia Datgar(]jéa“;/ &
Area de Metrologia de Materiais: Superficies e Filmes Finos - UF: RJ - Ampla Concorréncia UGO OSWALDO CRUZ / - -
Codigo da Vaga: 0824133
Candidato Motivo da vacancia Data da Va ’(\:AOA(\j _‘(’1%%% \ngg%glzfs :%ATT' / - -
cancia
TATIANA DUOUE MARTINS/ - - RODRIGO CORREIA BARBOSA / - -
Eaigo o Vi 0623625 G o Ve L - -
Cdbdigo da Vaga: 0824137
Cargo: Pesquisador- Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Classe: C - Padrdo: | %gdgqoodﬁgqé%gﬁqu BIRO/ ) )
Area de Metrologia Mecénica - UF: RJ - Ampla Concorréncia
Candidato Motivo da vacancia Data da Va- Cargo: Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Classe: C - Padréo: |
cancia A 80 Estratégica - UF: RJ - Ampl énci
E/I%URIdCIC\)/DE Céz'\:/'%POS PORATH | . : rea de Gestdo Estratégica - U J mpla Concorréncia
odigo da Vaga: 0 - - —
FRdANChSCO AUGUSTO ARENHART / - - Candidato Motivo da vacancia Datcaélgjgava—
Cédigo da Vaga: 082383 PEDRO COLARES RIBEIRO DA LUZ / - -
Caodigo da Vaga: 0824149
ANDRE BOTELHO VILARON / - -
Cargo: Pesquisador- Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Classe: C - Padro; | f\:/IOAC gggas\éagﬁooﬁﬂglg TENTOLILS - -
Area de Metrologia Quimica - UF: RJ - Ampla Concorréncia Codigo da Vaga: 0824159
Candidato Motivo da vacancia Datg da var O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAGAO E
. 5 QUALIDADE INDUSTRIAL - Inmetro, no uso das atribuigdes que |he confere o parégrafo 3° do artigo
(L;Eé?y(f 5;,'13 \98‘1%-5058(388246 MARINHO / 4° da Le n.° 5.966, de 11 de dezembro de 1973, e tendo em vista o inciso V, do art. 18 da Estrutura
Regimental da Autarquia, aprovada pelo Decreto n.° 6.275, de 28 de novembro de 2007; considerando
0 que dispdem o inciso | do artigo 9° e o artigo 10, da Lei n.° 8.112, de 11 de dezembro de 1990;
. : _ : : ; R o 5. considerando o Concurso Publico realizado pela Autarquia, cujos resultados foram homologados me-
Qargo. P@qwsadc?r T?cngloglaa em Metrologia e Qual |fiaQE Classe: C - Padréo: | diante divulgagdo do Edital n.° 18, de 27 de junho de 2008, publicado no Di&rio Oficial da Unido de 30
Area de Metrologia Térmica - UF: RJ - Ampla Concorréncia de junho de 2008; e considerando a autorizacso constante da Portaria n.° 85, de 25 de abril de 2008, do
Ministro de Estado do Planejamento, Orcamento e Gestdo, publicada no Diério Oficial da Unido de 28
Candidato Motivo da vacancia Data da Va- de abril de 2008, resolve:
cancia
JOSE CARLOS ORS| MOREL / - - N® 331 - Art. 1° - Nomear, em carédter efetivo, para o Quadro de Pessoal do INMETRO, os candidatos
Cadigo da Vaga: 0823851 habilitados no concurso publico, realizado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagio e
Qualidade Industrial, relacionados no Anexo desta Portaria.
) ) ) ) . Art. 2° - Declarar que as nomeagBes, constantes deste ato, obedecem a classificag@io dos
Cargo: Pesquisador- Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Classe: C - Padréo: | candidatos, expressa no mencionado Edital, observado o nimero de vagas autorizadas. ]
Area de Tecnologia e Inovacio - UF: RJ - Ampla Concorréncia Art. 3° - Convocar os candidatos ora nomeados para que no prazo improrrogavel de 30 (trinta)
o Vo P ! dias, contados da publicagéo desta Portaria, comparecam na Divisdo de Administracdo de Pessoas e
Candidaio Motivo da vacanca Data da Va- ‘ _Sagjiep%)r?%a;gngedg;.nsutmo, situada na Av. Nossa Sra. Das Gragas, 50 - Xerém - Duque de Caxias
ANA LUCIA DA COSTA E SILVA / - cnaa ‘ Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagéo no Didrio Oficia da Unigo.
Cadigo da Vaga: 0823859 ~
JOAO ALZIRO HERZ DA JORNADA
Cargo: Andista Executivo em Metrologia e Qualidade - Classe: C - Padréo: | ANEXO
Area de Ciéncias Contdbeis - UF: RJ - Ampla Concorréncia Cargo: Pesquisador- Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Classe: C - Padro: |
Area de Avaliagdo da Conformidade - UF: RJ - Ampla Concorréncia
Candidato Motivo da vacancia Data da Va _
cancia Candidato Motivo da vacancia Data da Vacan-
MARIANA DE SOUSA ROSA / Port. 237/2005 - INMETRO | 20/12/2005 cla
Codigo da Vaga: 0355642 'Iél(—)!dcl)(ll\él)ﬁag |\_|/aAq NaSO%AZ%%SER / - -
Cargo: Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Classe: C - Padro: | Eargo(:j P?_q“i%d(l’r' Te(cjnoll\zgi sta em Maml‘)%?:'egualxjad? -é:lasse: C - Padréo: |
Area de Documentago / Ciéncia da Informagso - UF: RJ - Ampla Concorréncia rea de Biotecnologia de Microorganismos - UF: - Ampla toncorrencia
) . _ Candidato Motivo da vacancia Data da Vacan-
Candidato Motivo da vacancia Data da Var cia
cancia JANAINA JAPIASSU DE VASCONCELOS CA- - -
ADRIANA MENESES LORENTE / Port. 020/2004 - INMETRO | 21/01/2004 VALCANTE /
Cddigo da Vaga: 0356033 Caodigo da Vaga: 0823776






